
FG-002
■素材 ：モリブデン、Agペースト（接着部）

■外形寸法：約3㎜

Ｆｉｎｅ Ｇｒｉｄ ＦＩＢ試料調整用試料台

■ 薄い試料固定部

製品の特長

■ 高純度素材を使用

■ 複数の試料固定部（3カ所）

■ 試料固定部認識用ピンホール有り

■ 表裏認識用円形パターン有り

■厚み ：試料固定部先端／約5μm
試料固定部／約10μm
ベース部／約30μm

※寸法は保証値ではございません。



製品紹介

■ ＦＧシリーズ／試料固定部極薄タイプ

■ ＳＧシリーズ／標準タイプ

Fine Ｇｒｉｄ
ＦＩＢ試料調整用試料台

※約５μｍ

※表記の寸法値は値を保証するものではありません。

ベース部

極めて薄い試料固定部により、薄片化時のリデポジションの低減が期待できます。

多様な素材を揃えておりますので、分析対象に応じて最適なグリッドを選択頂けます。

■型式：FG-002
■材質：モリブデン
■厚み：試料固定部先端 5μm

試料固定部 10μm
ベース部 30μm

■入数：25pcs／セット

■型式：SG-002Mo
■材質：モリブデン
■厚み：試料固定部先端 15μm

ベース部他 30μm
■入数：25pcs／セット

■型式：SG-003Ti
■材質：チタン
■厚み：30μm
■入数：20pcs／セット

■型式：SG-003Ni
■材質：ニッケル
■厚み：30μm
■入数：30pcs／セット

■型式：SG-003Cu
■材質：銅
■厚み：30μm
■入数：30pcs／セット
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※仕様等は改良等の為、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

※本カタログの記事、写真、イラストの無断複写・複製を禁じます。

※本カタログ上の数値は測定値であり、保証値ではありません。


